
特殊子圖數極值的探討 參加美國第五十一屆國際科技展覽會 
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作 者：何 思 賢 
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雄 師大附中 指
導老師：吳 吉 
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就讀於國二時，在吳老師的指導下我首次接觸到科學展覽，由於覺得很有意義，加上
家人的 支持，之後我年年均參與科展。 今年很幸運的能代表國家參加第五十一屆美
國科技展覽會。在出國前的準備過程中，才發現 有各種超乎預期的工作要忙，不過
從中也學到不少寶貴的經驗。雖然最後在國外未拿到獎項，但 這也不失為一種磨練
我的好機會，使我有進步的空間。 在這件作品中，我還特別感激朱緒鼎教授及葉永
南教授，他們改善了我的研究方向及論文敘 述方式。我也很感謝同團出國的各個教
授、團友和科教館的工作人員們，他們幫我補足這段科展 生涯令人懷念的句點。 
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